
AFM: Atomic Force Microscope
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„track”, „mark”

( video)

DVD     felülete



A lemezre fókuszált lézernyaláb felmelegíti a jelrögzítő réteg szerves 
festékanyagát,  ezáltal „mark”-okat hoz létre, azaz megtörténik a rögzítés. 
 
A  rendszer a jel leolvasásakor a fényvisszaverés megváltozásait 
 érzékeli.



Pásztázó alagútmikroszkóp, STM



Alagúthatás: az átfedő elektronfelhők
megengedik az elektron átugrását az egyik elektródáról a 

másikra.
távolság: 1 nm  alagútáram: 1 nA



grafit „atomsorok”  



         Magnetic force microscope

                  mágneses tűvel

               magnoszalag, domének



Floppy- mágneses bitek
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